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RMA BRAN W A
N O M 20 BN"81
OEJ_EMENTY Elementy pdtprzewodnikowe 3375_3300
POLPRZEWOD- i i
S Diody prostowmcze S
o pradzie do 10 A BN-76/3375-33.00
Ogélne wymagania i badania Grupa katalogowa 1923
1. WSTEP 3.5. Wymagania klimatyczne — wg PN-78/T-01515

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 ogélne
wymagania 1 badania dotyczace diod prostowniczych
o pradzie I, < 10 A przeznaczonych do pracy w elek-
tronicznych urzadzeniach powszechnego uzytku, pro-
fesjonalnych i urzadzeniach wymagajacych zastosowa-
nia elementéw o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci.

1.2. OkreSlenia — wg PN-78/T-01500.00 i Ol.

1.3. Oznaczenia literowe parametréw

1.3.1. t.ms — temperatura otoczenia w czasie pracy.

1.3.2. ts; — temperatura przechowywania.

1.3.3. Pozostale oznaczenia literowe parametréw —
wg PN-76/T-01501.00 i O1.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat — wg BN-70/3375-11.
2.2. Budowa oznaczenia — wg PN-78/T-01515 p. 2.2.
Przyklad oznaczenia — wg arkusza szczegétowego.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary — wg arkusza szczegétowego.

3.2. Wykonanie — wg PN-78/T-01515 p 3.2 1 wg
arkusza szczegélowego.

3.3. Cechowanie — wg PN-78/T-01515 p. 3.3 i wg
arkusza szczeg6lowego.

3.4. Parametry elektryczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.4 i 'wg arkusza szczegélowego.

2 . .

3.6. Wymagania mechaniczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.6.

3.7. Wymagania niezawodno$ciowe — wg PN-78/
T-01515 p. 3.7.

3.8. Wymagania dodatkowe — wg PN-78/T-01515
p. 3.8. :

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie — wg PN-78/T-01515 p. 4.1. |
4.2. Przechowywanie — wg PN-78/T-01515 p. 4.2.
4.3. Transport — wg PN-78/T-01515 p. 4.3.

S. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan
5.1.1. Badania grupy A — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.1

- oraz wg tabl. 1 na str. 2.

5.1.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.2
oraz wg tabl. 2 na str. 3.

5.1.3. Badania grupy C — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.3
oraz wg tabl. 3 na str. 3.

5.1.4. Badania grupy D — wg PN-78/T-01515 p.5.1.4
oraz wg tabl. 4na str. 5.

5.2. Pobieranie prébek — wg PN-78/T-01515 p. 5.2.

5.3. Opis badan — wg PN-78/T-01515 p. 5.3 i wg
arkusza szczegdtowego.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Poétprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemystu Podzespotow i Materiatow Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 marca 1981 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1981 r. (Dz. Norm. i Miar nr 11/1981 poz. 55)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,10 Nakt. 2500 + 55 Zam. 1361/81

Cena # 5,40



Tablica 1

Rodzaj

Metoda badania

Plany i warunki badar

Poziom jakosci |

Poziom jakosci Il

Poziom jakosci Il

Poziom jakosci IV

Dane wg arkusza

. Poziom Poziom Poziom Poziom
szcze
badania - kontro-| Warunki badania | kontro-|Warunki badania | kentro—~ | Warunki badania| kontro-| Warunki badania s2sgclawego
P78/ T=01515 i i 1 i i i
AQL AQL AQlL AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa At I; 1,5 1; 1,5 in; 1,5 11; 1,0
Sprawdzenie wymiardw 5.3.2
{ gtéwnych)
Sprawdzenie wykonania 53,3 sprawdzane parametry
obudowy geometryczne
Sprawdzenie prawidto-~ 5.3.6
wosci cechowania
Podgr I; 1,0 i; 1,0 i1; 0,65 Al; 0,4
Sprawdzenie podstawo- 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ _wg PN-74/ wg PN-74/ wartoéci graniczne sprawi
wych parametréw elek- T-01504, 00 T-01504, 00 T-01504, 00 T-01504, 00 dzanych parametréw
trycznych: elektrycznych i warwki
I ich pomiaru
R .
1
Up")
1
Uppe ')
—
Podgrupa A3 i; 1,5 fi; 1,5 i; 1,5 I; 1,0
Sprawdzenie drugorzed- 5.3,7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ _
nych parametréw elek- T-01504, 00 T-01504, 00 T-01504, 00 T-01504, 00 warto$ci graniczne spraw-
trycznych: : dzanych parametrow
t 1) elektrycznych i warunki
"1 ich pomiaru

2.
Pogrupa A4 - - - - 1; 2,5 I 1,5
Sprawdzenie parametréw 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ temperatura otoczenia,
elektrycznych w tempe- T-01504. 00 T-01504. 00 wartoéci graniczne spraw-

raturach innych niz nor-
malna temperatura oto-
czenia -

I

dzanych parametréw ejek-
trycznych i warunki ich
pomiaru

Znak - oznacza, Ze badania nie przeprowadza sig. Nie wypetniona kolumna "warunki badania' oznacza normaine warunki atmosferyczne,

1) Tylko dla okreé!onyc_h typéw diod,

00°ee-SLEE/I8-NH



BN-81/3375-33.00

Tablica 2
Natisdia Plany 1 warunki badan
Rodzaj badania wzag;'i?s / Fodiom jakased W Fopem jekosci TV Dane wg arkusza szczegélowego
TO1515 | CO%°™ | warunki | PO | warunki -
kontroli badania kontroli hadaida
i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 F |
Podgrupa Bl S-3; 1.5 S-3; 1,0
Sprawdzenie  wytrzymato$ci 5.3.21 rodzaj i szczegétowe warunki ba-
mechanicznej wyprowadzen dania, wartoéci obcigzen
Sprawdzenie szczelno$ci 5.3.27 rodzaj badania, dopuszczalny po-
ziom nieszczelnosci lub zakresy
wartoSci i warunki pomiaru
sprawdzanych po badaniu para-
metréw elektrycznych
Podgrupa B2 S-4; 1,5 S4; 1,0
Sprawdzenie lutownosci wy- 5.3.5a) temperatura { temperatura —_
prowadzef lutowia lutowia
235 °C 238 *C
Podgrupa B3 S-3; 1.5 S-3; 1,0
Sprawdzenie wytrzymatosci 5.3.17 500 mm 500 mm polozenie elementéw w czasic
na spadki swobodne spadania; zakresy wartodci i wa-
runki pomiaru sprawdzanych po
badaniu parametréw elektrycz-
nych
Podgrupa B4 — S4; 10
Sprawdzenie wytrzymatosci 5.3.16 245 m/s? spos6b mocowania korpusu lub
na udary wielokrotne 1000%3 wyprowadzen eclementu; zakresy
warto§ci i warunki pomiaru
sprawdzanych po badaniu para-
metréw elektrycznych
Podgrupa BS S-3; 1,5 S-3; 1,0
Sprawdzenie wytrzymatosci 3.3.12 Ta=tlaug min Ta=tug min | zakresy warto$ci i warunki po-
na nagle zmiany temperatury To5=lug max Ts=1ug max | miaru sprawdzanych po badaniu
parametréw elektrycznych
Podgrupa B6 S4; 1,0 S4; 0,65
Sprawdzenie odporno$ci na 5.3.22 25°C;") 100 h 25 °C; 100 h| metoda badania, warunki obcig-
narazenia elektryczne zenia, zakresy wartosci i warunki
pomiaru sprawdzanych w czasie
i po badaniu parametréw elek-
trycznych

Znak — oznacza, #e badania nie przeprowadza si¢. Nie wypetniona kolumna ,warunki badania“oznacza normalne warunki atmosferyczne.
') Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegélowy.

Tablica 3
Metoda Plany i warunki badan
Rodzaj badania | Poziom jakosci I | Poziom jakosci II | Poziom jakosci III Poziom jako$ci IV Dane wg arkusza
s by Poziom Poziom Poziom Poziom s L S
PN-78/ . | Warunki . | Warunki . | Warunki . | Warunki
T01515 | KOOl podania | XOOtON | odania (KOO0 | padania | KOOI | padania
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa C1 S-3; 2,5 S-3; 2,5 - —_ — s
Sprawdzenie 5.3.21 rodzaj i szczegdio-
wytrzyma- we warunki bada-
toéci mecha- nia, wartos$ci obcig-
nicznej wy- zen
prowadzen
Sprawdzenie 5.3.27 rodzaj badania, do-
szczelnosci puszczalny poziom
nieszczelnodci  lub
zakresy wartoéci i
warunki pomiaru
sprawdzanych po
badaniu  parame-
trow elektrycznych
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cd. tabl. 3
Metoda Plany i warunki badan
Rodzaj badania | Poziom jako$ci I | Poziom jakosci I1 | Poziom jakosci III Poziom jakosci IV Dane wg arkusza
badania w i . . " szczegbtowego
PN-§8/ Poznom' Warunki Poznom' Warunki Pozmm. Warunki Pozwm- Warunki
T01515 | XMl | odania | %O | badania |KOMON ] padania | *OM'!|  badania
i AQL. i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa C2° S-3; 2,5 S-3,, 2.5 S-3; 2,5 S-3; 2.5
Sprawdzenie 53.7 zakresy wartosci i
parametrow warunki pomiaru
elektrycznych sprawdzanych w
- Sprawdzenie 5.3.11 Lamb  max Tamb  max Lamb  max Lamb max czasie badania i po
odpornoéci badaniu  parame-
na suche go- trow elektrycznych
r3co
Sprawdzenie 539 Yamb  min Lamb  min tamb  min Lamb  min
odpornosci
na zimno
Podgrupa C3 S-3; L5 S-3; 1.5 —_ —
Sprawdzenie 534 masa wyrobu .
masy
Sprawdzenie §.362
trwatosci
cechowania
Sprawdzenie 5.3.5a) tempe- tempe-
lutownosci ratura ratura
wyprowadzen lutowia lutowia
235 °C 235 °C
| Podgrupa C4 S-3; S-3; 1,5 83 1.5 S-3; 1,0
1.5+2.5
Sprawdzenie 5.3.20 98 000') 98 000') 196 000%) 196 000') kierunki probiercze,
wytrzyma- m/s?; m/s?; m/s?; m/s?; sposéb mocowania
tosci na przy- I min | min ! min I min korpusu lub wypro-
spieszenie wadzen,  zakresy
state warto$ci i warunki
Sprawdzenie 53.18 14 700 14 700 14 700 1470 pomiaru sprawdza-
wytrzyma- lub m/s?; m/s?; m/s?; m/s%; nych po badaniu
toéci na uda- 5.3.16 3x6 3X6 3X4000 3x4000 parametréow elek-
ry (pojedyn- trycznych
cze lub wie-
lokrotne)
Sprawdzenie 5.3.19 98 m/s? 98 m/s? 98 m/s? 98 m/s?
wytrzyma- lub 80 Hz; 80 Hz; 10--5000 Hz; 10-+-5000 Hz;
tosci na wi- 5.3.18 3h - 3 h 6 h 6 h
bracje (state
lub zmienne) -
Podgrupa CS S-3; 2,5 S-3; 25 S-3; 1,5 S-3; 1,5
Sprawdzenie | 5.3.5b) tempe- tempe- temperatura temperatura | zakresy warto$ci i
wytrzyma- ratura ratura kapieli kapieli warunki pomiaru
todci na cie- kapieli kapieli 350 °C lub 350 °C lub | sprawdzanych - po
pto lutowa- 350 °C 350 °C 260 °C czas 260 °C czas| badaniu parame-
nia leb lub regeneracji regeneracji | trow elektrycznych
260 °C 260 °C 246 h 2-+h
czas re- czas re-
generacji generacji
2<6 h 2+6 h
Sprawdzenie 5.3.12 T 4= trg min T 4= s1g min T 4=1stg min T 4=1stg min
wytrzyma- TB’"_"I.\'tg max TFt.vfg max TFt.wg max TB.:tsrg max
fosci na na-
gle zmiany
temperatury
Sprawdzenie 5.3.13 4 d?) 10 d 21 d 56 d
wytrzyma-
tosci na wil-
gotne goraco
state

()

()
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cd. tabl. 3
Metoda Plany i warunk: badan
Rodzaj badania | Poziom jakosci I | Poziom jakosci 11} Poziom jakosdci 111 Poziom jakosci 1V Dane wg arkusza
badania wg , . , . szczegbOlowego
PN-787 |2 RO | g eunki| DOZOM |y ki | TOZO® 1 prunki | FOUOM 1wk
TOI1515 SHRE badania MBI badania Lfontroll badama kpntroll badania
i AQL i AQL i AQL i AQL .
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa Cé S-3; 25 S$-3; 2,5 S-3; 1,5 S-3; 1.0
Sprawdzenie 5.3.22 25 °CYH 25 °CY) 25 °C?) 25 °CY) metoda bagiania,
odpornosci 1000 h 1000 h 1000 h 2500 h warunki obcigZenia,
na naraZenia zakresy wartoSci i
elektryczne warunki pomiaru
- sprawdzanych w
czasie i po badaniu
parametrow  elek-
trycznych
Podgrupa C7 —_ — - S-3; 1.0
Sprawdzenie 538 tag min zakresy wartosci |
wytrzyma- 1000 g warunki pomiaru
tosci na zim- sprawdzanych po
no badaniu  parame-
trow elektrycznych
Podgrupa C8 —_ S-3; 1.5 S-3; 1,0 S-3; 10
Sprawdzenie 53.10  F——  Tsig mox  —— zakresy wartoscl i
wytrzyma- 1000 h 1000 h 1500 h warunki pomiaru
tosci na su- sprawdzanych po
che goraco badaniu  parame-
trow elektrycznych
Podgrupa C9 _ S-3; 1,5 —_ e
Sprawdzenie 5.3.17 500 mm potozenie elementu
wytrzyma- w czasie spadania,
tosci na zakresy wartosci i
spadki swo- warunki pomiaru
bodne sprawdzanych po
badaniu  parame-
tréw elektrycznych
Podgrupa C10 S-3; 2,5 S-3; 2.5 $-3; 1,5 S-3; 1,0 X
Sprawdzenie 533 sprawdzane para-
wymiarow metry geometryczne

Znak — oznacza, Z¢ badania nie przeprowadza si¢. Nie wypetniona kolumna ,warunki badania® oznacza normalne warunki atmosferyczne.
') Jezeli innych wartodci przyspieszen nie podaje arkusz szczegdlowy.
?) Jezeli innych wartofci czasu badania nie podaje arkusz szczegblowy.
*) Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegblowy.

Tablica 4
Metoda Plany i warunki badan
) . badania | Poziom jakosci I fPoziom jakosci Il fPoziom jakosci III |Poziom jakosci IV Dane wg arkusza
Rodzaj badania . ot
we Poziem Poziom Poziom Poziom szczegolowego
PN-78/ kontroli Warunki T ‘Warunki — Warunki k{ontroli Warunki
T-01515 i AQL badania i AQL badania i AQL badania i AQL badania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupy D1 - -— —_ -— S-3; 1,5 S-3; 1,5
Sprawdzenie od-] 5.3.14 10 hPa 10 hPa | temperatura narazania,
pornosci na nis- ' zakresy wartosct i wa-
kie ci§nienie at- runki pomiaru spraw-
mosferyczne dzanych w czasie i po
badaniu parametréw
elektryczynch
Podgrupa D2') §-3; 25 S-3. 25 $-3; 25 S-3;, 25
Sprawdzenie wy-{ 5.3.25 B, rodzaj rozpuszczalnika
trzymatosci na
rozpuszczalniki
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~ ¢d. tabl. 4

Plany i warunki badan
Metoda _
: y badania | Poziom jako$ci I |Poziom jakofci II JPoziom jakosci III {Poziom jakosci IV Dane wg arkusza
Rodzaj badania -
o Poziom [ Poziom Poziom Poziom e
PN-78/ . { Warunki . | Warunki . | Warunki . | Warunki
T-01515 | KONl b ogania | KOMUOl | ¢ odania | KOO { padania | KO™7OH | pagania
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 ;| 8 9 10 i1
Podgrupa D3') S-3; 25 S-3; 25 $-3; 2.5 S-3; 2,5
Sprawdzenie 5.3.26 - — — — rodzaj badania
palnosci &
Podgrupa D4?) _ — S-3: 2,5 S-3; 1,5 .
Sprawdzenie wy-| 5.3.23 — - - — stopien dopuszczalne-
trzymatosci na go wzrostu grzybéw
ple$n ple§niowych, wymaga-
nia dotyczace uszko-
dzen  powierzchnio-
wych
Podgrupa D5?) — — S-3; 2,5 S-3; 1,5
Sprawdzenie wy-{ 5.3.24 — — 2 doby 2 doby | polozenie eclementu w
trzymatosci na ' czasie badania
mgle solng
Znak — oznacza. ze badamia nie przeprowadza sig.
Nie wypelniona kolumna ,warunki badania“ oznacza normalne warunki atmosferyczne.
') Badania stosuje si¢ dla wyrobéw w obudowach plastykowych.
?) Badanie stosuje si¢ przy zamoOwieniu wyrobéw w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.

5.4. Ocena wynikéw badan — wg PN-78/T-01515
p. 54.

i

5.5. Dostawa elementéw po badaniach — wg PN-78/
T-01515 p. 5.5.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
NEGATYWNEGO WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A — wg PN-78/T-01515 p. 6.1.
6.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01515 p. 6.2.
6.3. Badania grupy C — wg PN-78/T-01515 p. 6.3.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Pétprzewodnikow.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/3375-33.00

a) zmieniono postanowienia normy na zgodno§¢ z PN-78/
T-O1515,

b) wprowadzono nowa rozszerzong klasyfikacje jakosciowa dzie-
laca elementy na cztery poziomy jako$ciowe,

¢) zmieniono podzial na podgrupy badan w celu uwzglednienia
postanowiei normy RWPG ST SEV 300-76.

3. Normy zwigzane
PN-78/T-01500.00 Elementy pétprzewodnikowe. Pojecia podstawo-

we. Nazwy i okreslenia
PN-78/T-01500.01 Elementy

i okreslenia

potprzewodnikowe. Diody. Nazwy

PN-76/T-01501.00 Elementy poOiprzewodnikowe i ukltady scalone.
Oznaczenia literowe podstawowych wielkosci elektrycznych i pa- -
rametrow. Postanowienia ogoélne

PN-76/T-01501.01 Elementy p6iprzewodnikowe. Oznaczenia litero-
we parametréw diod

PN-74/T-01504.00 Elementy péiprzewodnikowe. Metody pomiaru
parametréw tranzystorow i diod. Postanowienia ogbine

PN-78/T-01515 Elementy poétprzewodnikowe. Ogblne wymagania’
i badania

BN-70/3375-11 Elementy péiprzewodnikowe. Diody. Podziat
4. Symbol wg SWW — 1156-111, 1156-112.

5. Dostawy died o wysokiej i bardzo wysokiej jakoéci moga by¢
realizowane po uzgodnieniu z producentem wielkosci dostaw i uzgod-
nieniu ceny.



